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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на оптоэлектронные ин­
тегральные микросхемы и оптопары, в том числе переключатели 
логических сигналов (далее — приборы), и устанавливает два ме­
тода измерения критической скорости изменения напряжения изо­
ляции: прямой и косвенный.

Косвенный метод применяют при наличии вывода от входа 
встроенной микросхемы, входящей в состав проверяемого прибо­
ра.

Общие условия при измерении и требования безопасности — 
по ГОСТ 24613.0-81.

1. ПРЯМОЙ МЕТОД

1.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и я
1.1.1. Критическая скорость изменения напряжения изоляции 

— скорость, при которой еще не происходит срабатывание прибо-

Р3 1.1.2. Температурный режим, значения постоянных напряжений, 
амплитуда и длительность фронта импульса напряжения изоляции 
должны соответствовать установленным в стандартах или техни­
ческих условиях.
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1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Измерения следует проводить на установке, электриче­

ская структурная схема которой приведена на черт. 1.
1.2.2. Генератор входного сигнала Gl должен обеспечивать 

задание и поддержание на входе проверяемого прибора входного
сигнала постоянного то­
ка или напряжения, зна­
чение уровня которого 
должно соответствовать 
установленному в стан­
дартах или технических 
условиях на приборы 
конкретных типов. По­
грешность задания вход­
ного сигнала должна 
быть в пределах ±5 %.

1.2.3. Генератор им­
пульсного напряжения 
G2 должен обеспе­

чивать задание линсйно-нарастающего или экспоненциально-на- 
растающего напряжения, значение которого должно соответство­
вать установленному в стандартах или технических условиях на 
приборы конкретных типов. Погрешность задания н поддержания 
амплитуды напряжения и задания фронта импульса, определяемо­
го на уровнях 0,1 и 0,9, должна быть в пределах =10%.

1.2.4. Измеритель выходного сигнала ЯГ должен обеспечивать 
измерение уровней выходного сигнала с погрешностью в пределах 
± 5 %  и иметь входное сопротивление R%x , отвечающее условию 
R Ы >20 R nu« • где Ratn выходное сопротивление проверяемого 
прибора.

П р и м е ч а н и е .  Измеритель PV  допускается заменить устройством ре­
гистрации низкого и высокого уровня с темн же требованиями к погрешности 
и выходному сопротивлению.

1.2.5. Источник постоянного напряжения G3 должен обеспечи­
вать задание напряжения питания проверяемого прибора в соот­
ветствии с требованиями, установленными в стандартах или тех­
нических условиях на приборы конкретных типов. Погрешность 
задания и поддержания напряжения питания должна быть в пре­
делах ±3%.

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. К измерительной установке подключают проверяемый 

прибор.
1.3.2. Устанавливают заданные значения: напряжения питания 

от источника G3, входного сигнала от генератора GI и амплитуды 
импульса напряжения изоляции от генератора G2.

1.3.3. Уменьшая длительность фронта входного импульса от

С / — генератор входного с и г.ад а : О  — прово-
lis e v n ii о|1*бор. 01 — гмгерйтор импульсного 
иаприжгиии; P V  ■- измеритель пмхедиою оиг- 
нала: 4 3  источник лостоянлого напряжении

Черт 1
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генератора 02, добиваются экстремального значения длительно­
сти фронта, при котором нс* происходят срабатывание проверяемо­
го прибора.

1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и я
1.4.1. Критическую скорость изменения напряжения изоляции

определяют но формуле

где и лиа — амплитуда импульса напряжения изоляции;
Тф — длительность фронта импульса напряжения изоляции;

К — коэффициент, учитывающий форму импульса напря­
жения изоляции и равный К = 0,8 — для линейно-нарастающего 
импульса, К =2,2 — для эксноненциально-нарастающего импульса.

1.6. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.5.1. Погрешность измерения критической скорости изменения 

напряжения изоляции должна быть в пределах *15*6 с довери­
тельной вероятностью 0,997.

1.5.2. Погрешность измерения критической скорости изменения 
напряжения изоляции б| определяют по формуле

где б и — составляющая погрешности, обусловленная влиянием 
неточности задания напряжения режима измерения на проверяемом 
приборе.

б„ — составляющая погрешности, обусловленная влиянием 
неточности задания амплитуды импульса на входе проверяемого 
прибора, %;

бТф — составляющая погрешности, обусловленная. неточно­
стью измерения длительности фронта, %.

2.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и я
2.1. !. Критическую скорость изменения напряжения изоляции 

определяют на основе результатов измерения проходной емкости 
С пр и порогового входного тока / 1Мр микросхемы.

2.1.2. Пороговый входной ток измеряют на входе встроенной 
микросхемы.

2.1.3. Температурный режим и значения напряжений должны 
соответствовать установленным н стандартах или технических 
условиях на приборы конкретных типов.

б , -  ±  К<М *-Н«м)Ч-(8*ф)* •

2. КОСВЕННЫЙ МЕТОД
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С рыулирускип ИСТОЧИРК 
постоянного напряжения;
РА -  измеритель тока; D  
промряе.чий криво?; Р у  — 
измеритель аостояииого и а-сражения

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Измерения порогового входного тока следует проводить 

на установке, электрическая структурная схема которой приведе­
на на черт. 2.

2.2.2. Регулируемый источник пос­
тоянного напряжения G должен иметь 
пределы регулировки в соответствии с 
требованиями для низкого и высокого 
уровня, установленными в стандартах 
или технических условиях на приборы 
конкретных типов.

2.2.3. Измеритель тока РА должен 
обеспечивать измерение входного то­
ка с погрешностью в пределах ±3%.

2.2.4. Измеритель постоянного на­
пряжения PV  должен соответствовать 
требованиям п. 1.2.4.

и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Измеряют проходную емкость по ГОСТ 24613.1—81.
2.3.2. Измеряют пороговый ток. Для этого проверяемый при­

бор подключают к измерительной установке, приведенной на 
черт. 2, и устанавливают значения напряжения питания микросхе­
мы, указанные в стандартах или технических условиях на прибо­
ры конкретных типов.

2.3.3. От источника G подают напряжение, увеличивая его до 
максимального значения, при котором не происходит срабатыва­
ние прибора D. Значение тока I па„ регистрируют по измерителю 
РА.

2.4. Значение критической скорости изменения напряжения 

L  И30ЛЯЦИИ определяют по формуле

Г dU  ]  _  _/пор

I " U ~ С"р“ •

Черт. 2

2.3. П о д г о т о в к а

где I nnf> — пороговый входной ток микросхемы. А;
Спр — проходная емкость. Ф.

2.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
2.5.1. Погрешность измерения критической скорости изменения 

напряжения изоляции должна быть в пределах *15% с довери­
тельной вероятностью 0,997.

2.5.2. Погрешность измерения критической скорости изменения 
напряжения изоляции 6j определяют по формуле
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±  К ( М 2 Н8. )Ч (З с )2 .
где до — составляющая погрешности, обусловленная влиянием 
неточности задания напряжения;

6i — составляющая погрешности, обусловленная влиянием 
неточности задания тока на входе проверяемого прибора. Ъ;

йс — составляющая погрешности, обусловленная влиянием 
неточности измерения проходной емкости. %.
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